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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy sa 
podstawowe parametry i wymagania dotyczące 
automatycznych rzutników do przezroczy

1 2 Zakres stosowania normy Postanowienia 
normy należy stosować przy konstruowaniu oraz 
w badaniach jakości rzutników automatycznych

1 3 Określenia — wg BN-73/5555-08 
1 4 Normy związane

PN-65/N-01253 Metody wyznaczania barw 
BN-68/5555-01 Metody pomiaru i obliczania pod­

stawowych parametrów świetlnych projektorów 
filmowych

BN-70/5555-05 Kryteria oceny jakości obrazow 
rzutników i episkopów

BN-73/5555-08 Obiektywy rzutników do przezro­
czy. Parametry i wymagania

2 PODZIAŁ
W zależności od reprezentowanej jakości rzut­

niki dzieli się na trzy klasy I, II, III

3 WYMAGANIA PODSTAWOWE

3 1 Natężenie oświetlenia mierzone w środku 
obrazu powinno odpowiadać wartościom podanym 
w tabl 1

Tablica 1

K lasa N ajm niejsze natężenie ośw ietlenia 
lx

I 900

II i I II 500

Pomiar przeprowadza się wg BN-70/5555-05

3 2 Nierównomierność natężenia oświetlenia
ekranu wyraża się stosunkiem natęzen oświetlenia 
minimalnego do maksymalnego, występujących w 
polu obrazu Pomiar przeprowadza się wg BN-68/ 
5555-01

Nierownomiernosc oświetlenia powinna odpo­
wiadać wartościom podanym w tabl 2

Tablica 2

K lasa N ierow nonnernosć natężen ia oświetlenia

I 0 75
II 0,60 — 0,74

III 0,50 — 0,59

3 3 Wzrost temperatury w kanale projekcyj­
nym Temperatura w kanale projekcyjnym po 
30 mm nieprzerwanej projekcji, przy tempera­
turze otoczenia me wyzszej mz 20°C, me powinna 
przekraczać wartości podanych w tabl 3

Tablica 3

K lasa T em peratura, °C

I 60
II 70

III 80

3 4 Białość światła emitowanego przez układ 
projekcyjny rzutnika Parametrami określającymi 
białość światła są długość fali dominującej i czy- 
stosc barwy, które wyznacza się wg PN-65/ 
N-01253 Wyznaczone wartości nanosi się na wy­
kres i z położenia punktu białości w odpowiedniej 
strefie określa się klasę rzutmka
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3 5 Wzrost temperatury rzutnika Temperatura 
zewnętrznych powierzchni rzutnika mierzona na 
wszystkich elementach, oprocz części obudowy 
lampy i powierzchni znajdujących się w bezpośred­
nim jej sąsiedztwie, me powinna przekraczać 60°C 
dla wszystkich klas rzutników

3 G Obiektywy do rzutników automatycznych
klasy A — wg BN-73/5555-08

3 7 Oporność izolacji nrerzona między częścia­
mi pod napięciem a częściami metalowymi korpu­
su me powinna byc mniejsza niz 5 MQ, przy za­
stosowaniu 500 V próbnika izolacji oporności mię­
dzy przewodami a korpusem przy wejściu napię­
ciowym podczas przełączania każdego przełącz­
nika

3 8 Wytrzymałość elektryczna Izolacja między 
częściami rzutnika powinna wytrzymać bez prze­

bicia, przeskoku i innych uszkodzeń, napięcie 
probiercze zmienne 1000 V o częstotliwości 50 Hz 
w ciągu 1 mm

4 WYMAGANIA UŻYTKOWE
Spełnienie wymagań funkcjonalności i przydat­

ności użytkowej rzutnika powinno zapewniać roz­
wiązanie konstrukcyjne rzutnika, które umożliwia

a) sterowame rzutnikiem z odległości me mniej­
szej mz 3,5 m, sterowanie obejmuje zmianę prze­
zrocza przy przesuwie magazynku do przodu 
i do tyłu oraz nastawienia ostrości,

b) podłączenie do sieci rzutnika ustawionego 
w odległości co najmniej 3 m od gniazdka wtyico- 
wego,

c) wygodne poziomowanie rzutnika,
d) załadowanie co najmniej 36 przezroczy do 

magazynka
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